Mesures de tempeératures dans les plasmas hors-équilibre avke spectre UV
du radical OH.
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Une nouvelle méthode de mesure des températures rotdtmeneibrationnelle a I'aide du
spectre UV d’OH pour les milieux a faible température ratatielle (300-900 K) a été dévelop-
pée. Elle est basée sur l'utilisation de données issuesadrsp synthétiqued]. Les spectres
synthétiques sont calculés a l'aide d’'un programme quiseties constantes moléculaires de
Dieke et CrosswhiteZ], ainsi que les facteurs de Franck-Condon issus de simoafRikKR
[3]. Pour chaque température rotationnellg,) et vibrationnelle{yip), un spectre de Dirac
est d’abord calculé, avant d’étre convolué par un profil geusnormalisé de largedra 1/e
représentant 'ensemble des élargissements. Il est enfinatisé par rapport a I'amplitude du
groupe de raie$et (fig.1). Aprées analyse de 70000 spectres synthétiques, il appmprai
haute résolution) peut étre déterminé en examinant la largeur du groupe deGaie. Pour
des faibles températures rotationnelles (300-900 K), pliode du groupe de raig33 est car-
actéristique dd,; et varie de maniére monotone avec celle-ci. De gBiset Gre¢ sont insen-
sibles a la température vibrationnelle, seule la zone ssitwédessus de 312 nm est sensible a
cette derniére et peut permettre sa mesure.

Afin de mesurer les températures, un abaqué&gleen fonction de I'amplitude d&; et de,

la fonction d’appareil globale, a été calculé. Il suffit demaliser les spectres expérimentaux
surGe, de mesurel et 'amplitude deGs pour obtenifT,,;. La mesure de la température vi-
brationnelle se fait en calculant la valeur moyenne du spéet SAg,c,.; du maximum deéS e

sur un domaine deXg.c,,. Ainsi, les spectres n'ont nul besoin d’étre étalonnés agueur
d’onde pour obtenir des résultats concluants. Des abaqeesays avons calculés donnépg,

en fonction deTyq, | etA.
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Figure 1: Vignette gauche: évolution de 'amplitude dg &ec la température rotationnelle
(A=0.1 nm). Vignette droite: repérage desG5ret, Ac,c,; €t de la zone de calcul de | (rouge).
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